AGILIZHA SUA ANALISE DE METAIS
COM 0 NOVO ICP-MS AGILENT 7300
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The Mea of Confidence -~

ICP-MS Agilent 7800: a solucao facil de configurar e usar

Quando os métodos pré-configurados e as ferramentas
de producao combinam com o ICP-MS de alto desempenho,
os resultados sao extraordinarios

0 ICP-MS ¢ a técnica aceita para a analise de rotina de elementos em niveis
de tracos em diversas aplicacdes e tipos de amostras. O ICP-MS é utilizado
em todo o mundo para monitoramento ambiental e alimentar e para testes
de produtos de consumo, tecidos bioldgicos, metais, materiais e analises

de amostras geoldgicas.

Em muitos desses setores, a andlise é realizada de acordo com métodos
padronizados ou normas reguladoras, assim os requisitos analiticos e critérios
de desempenho séo prescritos. No entanto, as amostras podem variar
significativamente, por isso a robustez do instrumento e a tolerdncia a matriz
sao requisitos essenciais. Ao mesmo tempo, em laboratérios contratados
muito requisitados, o pessoal normalmente opera varias técnicas. Portanto,

a simplicidade de configuracdo do método e a facilidade de operacéo sédo
fundamentais para o fluxo de trabalho de laboratario eficiente.

0 novo ICP-MS Agilent 7800 vem com métodos pré-configurados para
aplicacdes comuns e o inovador Method Wizard para simplificar a
configuracdo do método para novos tipos de amostras. As ferramentas
de auto-otimizacdo e um procedimento operacional padronizado

(POP) significam que o ICP-MS nunca foi tdo facil de usar.

]

Analise de impurezas eleméntares
com o ICP-MS Agilent 7800

0 procedimento operacional
padronizado inclui:

Alcance geral do método

Fluxo de trabalho de operacéo tipica
Controle de interferéncias

Preparo de amostras

Parametros do método
pré-configurado

Manutencdo de rotina
Guia de solucédo de problemas

Para mais informacdes, acesse:
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Resultados quantitativos, confiaveis e precisos
utilizando a tecnologia de introducao de alto
solido dissolvido (HMI) e o0 modo hélio (He)

Matrizes de amostras complexas ou variaveis sao
medidas em muitas aplicacdes. Portanto, para a
analise de rotina simples, o ICP-MS nao s6 deve
tolerar tais amostras, como continuar a produzir
resultados precisos, sem exigir grandes mudancas
nas configuracées do método.

A tecnologia HMI no ICP-MS 7800 reduz a carga

da matriz de amostras no plasma. A HMI permite
analisar niveis muito mais altos de matrizes
rotineiramente (até 3% de sélidos totais dissolvidos
(TDS). Além de reduzir a necessidade de diluicao
da amostra, a HMI minimiza a supresséo de sinais
devido ao carregamento da matriz.

Portanto, as matrizes de amostras variaveis complexas
podem ser medidas com precisdo em relacdo aos
padrdoes aquosos simples, eliminando a necessidade
de combinacao de matrizes.

Simplifique o fluxo de trabalho da analise
de metais

* Procedimento operacional padronizado
» Ferramenta de auto-otimizacao
+ Métodos pré-configurados e Method Wizard

* Projetado sobre controle de qualidade, sintonia
e relatorios de analise da amostra

ISIS 3 opcional para amostragem discreta rapida

Maior produtividade de amostragem discreta

0 sistema integrado de introducado de amostras Agilent
(ISIS 3) oferece uma alta produtividade de amostragem
discreta (DS) para o ICP-MS 7800, reduzindo os tempos
de corrida da amostra para <90 s, sem comprometer

a remocao de interferéncia eficaz no modo He para
amostras complexas.
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Modo hélio para a remocao de interferéncias

A célula de colisdo/reacdo com sistema de reacédo
octopolar (ORS) Agilent, otimizada para o0 modo de colisdo
He, revolucionou a analise ICP-MS de amostras complexas.

0 modo He no ICP-MS 7800 reduz todos os ions
poliatdbmicos, utilizando um tnico conjunto de condicdes
celulares consistentes, assim os métodos podem ser
desenvolvidos e transferidos facilmente. Além disso,

evita a utilizacdo de condicées de células de matrizes

ou analitos especificos, necessarias quando os gases de
células reativas séo utilizados, o0 modo He também elimina
a necessidade de equacdes de correcéo de interferéncias.
Isto elimina os erros que ocorrem frequentemente com
as equacdes de correcéo e simplifica o desenvolvimento
de métodos, alias, 0 mesmo modo de células pode ser
utilizado para amostras variaveis.
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Modo He: Espectro de matriz combinada em branco contendo N, CI, S, e C.
Topo: Modo sem gas; todos os picos sao potencialmente ions interferentes
poliatdmicos da matriz

Base: Modo He; todas as interferéncias poliatomicas sdo removidas

Para mais informacdes, acesse:
www.agilent.com/chem/7800icpms

Essas informacdes estdo sujeitas a alteracdes sem aviso prévio.

© Agilent Technologies, Inc. 2015
Impresso nos EUA, 01 de junho de 2015
5991-5926PTBR

Agilent Technologies



